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(54) Spodsob zistovania nehomogenit mernej elektrickej vodivosti vzoriek
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Vynélez sa tyka spésobu zistovania nehomogenit rozlofenia mernej elektrickej vodivosti
vysokooaporovych resp. dielektrickych materidlov. Mernou elektrickou vodivostou sa rozumie
veli¥ina g, definovand vztahom
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kde o, Je mernd ohmicks vodivost, » kruhovéd frekvencia a ¢ je permitivita vy%etrovane]j
vzorky.
i
Homogenita vzoriek sa spravidla vy¥etruje pr:meranim prislu¥ného parametra v malych

oblastiach vo viacerych miestach vzorky, ¥im sa ziske ;nformécia o rozloZen{ tohto para-
metra. Takéto postupy si viak zdlhavé a mdlo citlivé na také nehomogenity, ktorych rozmery
si mensie ako je velkost oblasti, v ktorej sa prisludné veli¥ina meria. V d6sledku toho

sa pri takomto vyZetrovani I'mhko prehliadnu i vyrazné nehomogenity, pokial' su omedzené na
malé oblasti materidlu.

Uvedené nevyhody moZno odstranit postupom, ktory je predmetom predkladného vyndlezu.
Podla neho mo¥nc napriklad vySetrovat rozlofenie elektrickej vodivosti substrdtovych dosti-
giek z arzenidu galitého, dopovaného chrémom., Podstata sp8sobu zistovania podla tohto vyné-
lesu je v tom, Ze sa na sustavu, pozostdvajicu z elektrod, vzorky a vzduchove] medzery medzi
vzorkou a Jednou elektrddou p8sobi elektrickym naphtim, ktoré vo vzduchovej medzere vytvori
elektricky vyboj. Rozloenie intenzity tohto vyboja zodpovedd rozloZeniu vodivosti vzorky.
Je tomu tak preto, Ze ubytok napatia vo vzorke zdévis{ od jeJ] vodivosti. V dbsledku toho
bude vyboj najsilnejdf tem, kde dochddza k minimélnemu dbytku napatia vo vzorke, t.Jj.

v miestach jej maximélnej vodivosti. RozloZenie elektrického vyboja moZno zaznemenat na fo-
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tograficky materidl, ulo¥eny v blizkosti vzorky. Vytvor{ sa tak zéznem o intenzite vyboje
" a tym 1 zéznem o rozloZen{ vodivosti vzorky. )

Na vytvorenie vyboja moZno poufit i vysokofrekven¥né pole, ktoré mé tu vyhodu, Ze nie
je nebezpe¥né obsluhe. Priestor, v ktorom Jje ulofend vzorka a fotograficky materidl mbéZe byt
pri tom jednosmerne oddeleny od napéjacieho zdroja. Pri poufitf vysokofrekven&ného pola
viak treba uvéZit, %e na vysledni vodivost vplyva dielektrické permitivita materiédlu podla
uvedeného vztahu. ' :

Pri pouzit{ priehl'adnej elektrédy moZno informéciu o rozloZeni nehomogenft vzorky
ziskat i priemym pozorovanim vyboja bez ¥ytvorenia fotografického zéznamu.

Pri vzorkéch velkych rozmerov, pri ktorych je obtiaZne ziskat vyboj na celej ploche
naraz, mo¥no vytvorit postupne cez obraz cele] vzorky premiestiovanim elektrédy mende) ako
vzorka pozdlZ celej vzorky.

Vzduch v medzere medzi vzorkou a elektrédou moZno v pripade potreby nahredit inym
napriklad inertnym plynom.

PREDMET VYINALEZU

Sp8sob zistovenia nehomogenit mernej elektrickej vodivosti vzoriek pomocou elektrického
vyboja, vyzna¥ny tym, %e sa na sustavu pozostdvajicu z elektrdod, vzorky a medzery vyplnenej
plynom p8sobi elektrickym nepatim, vytvérajicim v medzere vjboj a z rozloZenia intenzity
tohto vyboja sa urduje rozloZenie mernej elektrickej vodivosti vo vzorke.
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